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reversibil {3] furnizénd semnale pe de o
parte unet memorii BAM (4] si pe de alta
parte print un convertor digital analogic (8)
si printr un demultiplexor analogic (8] unei
memorii analogice (7] legatd cu un convertor
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Inventia se referd la un tester portabil destinat verificérii functionale a
dutapurilor de automatizare induslriald a automatelor programabile si a altor
echipamente de automatizari

Se cunosc testere cu iesiri multiple analogice si numerice la caie 1 eglajul
pentru iesirile analogice se face pontentiometric iar pentru cele numerice se face
cu comutatoare bipozitionale Acestea prezintd dezavantajul unui numar mic de
lesiri analogice sau numerice cat si a fiabilitétii relativ 1 eduse datoritd potentio
metrelor si comutatoarele

Se mai cunosc testere care au in componenta lor un microproceseor
memorii multiplexoare si demultiplexoate Dezavantajul acestora constd in
aceea ca pentru un numar mai mare de linii analogice si numerice testerul este
voluminos si cu complexitate constructivé relativ mare

Problema pe care o rezolvd inventia de fatd este realizarea unui tester
portabil cu iesiri multiple avand un numar mare de iesiri analogice in tensiune
si curent cat si un numar mare de iesiri numerice avand o constructie simpla
si manipulare facild

Testerul portabil destinat verificérii functionale a echipamenteloi de
automatizare constituit dintrun generator de stimuli programabil cu iesiri
multiple de trei categrorii iesiri analogice de curent iesiri analogice de tensiune
st iesirile digitale conform inventiei inldturd dezavantajele de mai sus prin aceea
ca generatorul de stimuli are In alc#tuire un generator de tact legat pe de o
parte la intrarea de numdrare a unui nuM&rdtor bhinar 1 eversibil si pe de altd
parte la un generator de adrese numaratorul binar reves sibil ful nizand semnale
digitale corespunzétoare programérii marimilor analogice de iesile pe de o parte
unei memoarii BAM si pe de altd parte printr un convertor digital analog si printr
un demultiplexas analogic unei memorii analogice ale carei iesiri sunt iesirile
analogice de tensiune ale testerului memoria analogica fiind legatd printrun
convel tor tensiune curent si la iesirile analogice de curent generatorul de adi ese
generand semnale de adresare pe de o parte memoriei RAM pe de altd parte
demultiplexorului analogic si pe de altd parte unui demultiplexar digital legat la
0 memorie digitald care printrun dispozitiv de iesiie si semnalizare optica
furnizeazd semnal logic O sau 1 la iesiile digitale comenzile pentru
programai ea semnalelor la iesirl si alegerea modului de operare fiind date de la
o tastatu 3

Testerul portabil eonform inventiei prezintd urmitoarele avantaje

simplitate constructiva

reglarea valorii semnalelor analogice (tensiune si curent] se face elec
tronic gi nu pontentiomett ic

activarea iesirilor numetice se face electronic si nu prin comutatoare
electrice

Se d& in continuare un exemplu de realizare a inventiei n legaturd cu
figura care reprezintd schema bloc a tester ului
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Testerul portabil conform inventiei este constituit dintr un generator de
stimuli programabil cu iesiri multiple de trei categi orii iesiri analogice de curent
B, ©, iesirianalogice de tensiune B, @, siiesiile digitale @,, @, avand
n alcatuire un generator de tact 1 un generator de adrese & un numarator
hinar reversibil 8 o memorie RAM de 8 biti 4 un convertor digital analogic 8 un
demultiplexcl analogic & un convertor tensiune curent 8 un voltmetru numetric
8 un demultiplexor digital 4@ o memorie digitald 44 un bloc de iesiie si
semnalizare opticd 12 a starii liniilor digitale si o tastaturd 43 Generatorul de
tact ¥ este legat pe de o parte la intraiea de numd are a numarétor utui binat
revet sibil 3 si pe de altd parte la generatorul de adrese 2 Numaratorul binar
reversibil 3 furnizeazd semnale digitale corespunzadtoare programarit marimilor
analogice de iesire pe de o parte memoiiei RAM 4 si pe de altd paite ptin
convertoru! digital analogic % si prin demultiplexorul analogic & memorii analogice
7 ale cérei iesiri sunt iesirile analogice de tensiune @,, @, ale testerului
Memoria analogicd 7 este legatd prin convertorul tensiune curent & si la iesirile
analogice de curent @, @, Generatorul de adrese 2 genereazd semnale de
adresare pe de o parte memoriei RAM & pe de altd parte demultiplexorului
analogic 8 si pe de altd parte demultiplexorului digital 48 legat la memot ia
digitald 44 care prin blocul de iesire si semnalizare opticd 42 furnizeaza semnal
logic O sau 1 la iesirile digitale By, @y comenzile pentru prog amarea
semnalelor la iesiri si alegerea modului de operare fiind date de la tastaturd 43

Intt o variantd optim3d numérul n de iesiri analogice de tensiune ce
corespund numarului de adrese ale memaoriei analogice 7 este egal cu 47
semnalele furnizate pe aceste 47 iesiii fiind semnale unificate in tensiune O 10
Vee Blocul convertor tensiune curent & are un numar n iesiri egal cu 47
semnalul furnizat pe aceste iesiri fiind un semnal unificat in curent O 20 mA
Totodatd la iesirea blocului de iesire si semnalizare opticd 12 iesirile digitale
sunt i numar n egal cu 47 nivelele logice O si 1 corespunzand valor ifor de
tensiune O V respectiv 24Vcc

Memoria analogicd 7 si convertorul curent tensiune 8 sunt legate la un
voltmetru numeric 8@ pe care este afisatd fiecare mérime analogicd de iesiie

Testerul portabil cu iesiri numerice si analogice are doud modwi de
functionare

modut PROGRAMARE
modul EXPLOATARE

Pentru prestabilir ea nivelurilor de tensiune respectiv de cuient a iesirilor
analogice @, @, O, O, sia stéri iesirilor digitale respectiv O sau 1
logic care corespund unui nivel de tensiune de OV sau 24V este necesara
comutatea pe modul de lucru PROGBAMARE Cu ajutorul tastaturii 43 ce

controleazé generatorul de adiese 2 se compune numarul liniei ce se doreste

a
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a ft selectatd Dupd stabilirea liniei dorite si actionarea unei taste ENTER din
blocul tastatura 13 linia este selectatd stare afisatd pe afisciul numeric al
generatoiului de adiese 2 Linia selectatd corespunde ambelor sectiuni ale
testerului portabil atét analogicd cét si digitald Pentru a fi stabilit un nivel dorit
de tensiune respectiv de curent la iesirea analogicd ce corespunde liniei
selectate se actioneazd asupra unei taste CRESTE sau unei alte taste SCADE
a tastaturii 13 care incrementeazad sau decrementeaza blocul numéai &tor binar
reversibil 3 obtindnd maodificarea n sens crescator sau descl escator a tensiunii
(respectiv curentului} de iesire Dacéd se doreste o vitezd8 maritd de variatie a
semnalului analogic de iesit e {tensiune sau curent] simultan cu una din cele doud
taste mai sus mentionale se actioneazd o tastd CONTRO! VITEZA din tastatura
13 prin care se schimbd frecventa generatorului de tact 1 Prin comanda celor
trei taste semnalul de la generator ul de tact 4 este aplicat numa&ratorului binar
reversibil 8 Informatia de la iesirea numé&ratorului n binar reversibil 3 este
aplicatd atdt memoriei de tip RAM 4 cét si convertorului digital analogic 8 Dupa
stabilirea tensiunii respectiv curentului dorite la iesire analogicd selectatd se
actioneazd o tastd MEMORARE din tastatura 43 care comanda inscrietea
blocul de memorie RAM 4 la adresa corespunzatoare furnizatd de generatorul
de adrese 2 a valorit codificate in binar a tensiunii respectiv curentului de iesire
masurate cu volmetru numeric 8 Tensiunea de la iegirea conver torului digital
analogic B este aplicatd la intrarea demultiplexo ului analogic 8 de la a céiui
lesire  selectald prin intermediul adresei binare este transmisd mai depaite
memoriei analogice 7 compusa din n celula de memorare lesirile celulelor de
memorar e sunt disponibile la cele n iesiri ale testerului semnalul puténd fi
progt armat intre 8 10Vce acelasi semnal fiind aplicat la intrarea in conver torul
Lensiune curent 8 care va furniza la iesirile In curent a testeiului n valori de
curent n domeniul O 20mA Tn eazul in care este necesard maodificarea stérii unei
iesiri digitale se procedeaza n felul urmator In demultiplexoru! digital 4@ starea
iesirii care este setatd prin decodificarea adresei furnizatd de generatorul de
adrese 2 este comutatd de la o tastd COMUTARE MEMORIE DIGITALA din
tastatura €3 starea iesirii fiind memorata in celula corespunzitoa e memoriei
digitale 14 compusa din n celule independente Starea celulei comandate se
schimbain 0 sau 1 logic la apdsarea consecutivd a Lastel mai sus mentionate
stare semnalizatd optic de cdtre blocul semnalizare opticd 42 Dupé presetarea
tuturor valorilor de tensiune respectiv curent [a iesirile analogice cét si dupd
setarea stérilor iesirilo digitale selectate utilizate pentru simulalea marimilor
necesare testdrii dulapului de automatizare testerul se trece pe pozitia
EXPLOATARE caz In care actiunea tastelor utilizate Tn modul de luctu
PROGRAMARE este inhibatd Semnalul de la generatorul de tact 4 este aplicat
la intiarea numardtoarelor ce inttd ih componenta gener atol ului de adiese 2
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executdnd baleierea n inel a adreselor On n acest fel asigurdnduse
reimprospatarea memaoriei analogice 7 Memoria digitala 1% nu este afectata in
nict un fel iesirile logice rémanand in starile setate in modul PROGRAMARE

Revendicari

1 Tester portabil destinat verificéri functionale a echipamentelor de
automatizare constituit dintrun generator de stimuli programabil cu iesiri

mulliple de trei categi otii iesiri analogice de curent (8, @, ] iesiri analogice de
tensiune (@, 8, ] si iesirile digitale (8, O, ) caiacterizat prin aceea cd
generatol ul de stimuli are in alcdtuire un generator de tact {1} legat pe de o
parte la intrarea de numdrare a unui numarator binar reversibil (3) si pe de altd
patte la un generator de adrese (2} numaéaradtoi ul binar reversibil (3] furnizand
semnale digitale cor espunzatoare programarii marimilor analogice de iesire pe
de o parte unel memorii RAM (4] si pe de altd paite printr un convertor digital
analog (8] si printi un demultiplexor analogic (8) unei memorii analogice {7) ale
carel iesiri sunt iesirile analogice de tensiune (@,, ©,,) ale testerului memoaotia
analogicd {7) fiind legatd printr un convertor tensiune curent (8) si la iesirile
analogice de curent (8,, @, ) generatoul de adrese (2} generand semnale de
adresare pe de o parte memoriei RAM {4) pe de altd parte demultiplexorului
analogic (8] si pe de altd parte unui demultiplexor digital {10) legat la 0 memorie
digitala {11) care piintrun bloc de iesire si semnalizare optica (18] furnizeazi
semnal logic O sau 1 la iesirile digitale (8, 8] comenzie peniru
progtamarea semnalelar la iesiri si aleger ea modului de operare fiind date de la
0 tastaturad (13}

2 Tester portabil conform revendicéri 1 earacterizat prin aceea cé
intr o varianta optima numarul n de iesiri analogice de tensiune ce corespund
nunérului de adrese ale memoriei analogice {7) este egal cu 47 semnalele
furnizate pe aceste 47 iesiri fiind semnale unificate n tensiune O 10Vcc

d Testler partabil conform revendicérilor 1 si 2 caracterizat prin aceea
e& blocul convertor tensiune curent {8) are un numar n iesiri egal cu 47
semnalul furnizat pe aceste iesiri fiind un semnal unificat in curent O 20 mA

4 Tester portabit confrom revendicdrilor 1 3 caracterizat prin aceea
ed prezintd la iesirea blocului de iesire si semnalizare optica (2] un numar n de

iesiti digitale egal cu 47 nivelele logice corespunzand valorilor de tensiune O
respectiv 24Vcc

5 Tester portabil conform revendicariior 1 4 caraecterizat prin aceea
c& memaria analogicd {7) si convertorul curent tensiune (8) sunt legate la un
voltmetru numeric [8) pe care este afisatd fiecare mérime analogica de iesiie

Presedintele comisiei de examinare ing Popescu Livia
Examinator ing Savin Rodica
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